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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with 1SO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this part of ISO 10934 may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard ISO 10934-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 172, Optics and optical
instruments, Subcommittee SC 5, Microscopes and endoscopes.

ISO 10934 consists of the following parts, under the general title Optics and optical instruments — Vocabulary for
microscopy:

— Part 1: Light microscopy
— Part 2: Confocal microscopy

— Part 3: Digital and electronic imaging

© ISO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npasa coxpaHeHb! Vi
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liasison avec I'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de I''SO 10934 peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de

ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale 1ISO 10934-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 172, Optique et instruments
d'optique, sous-comité SC 5, Microscopes et endoscopes.

L'ISO 10934 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Optique et instruments d'optique —
Vocabulaire relatif a la microscopie:

— Partie 1: Microscopie optique
— Partie 2: Microscopie confocale

— Partie 3: Imagerie électronique et numérique

Viii © ISO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npasa coxpaHeHb!
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Npeaucnosune

MexgyHapogHasa opranmsaumss no crtaHgaptusdauum (MCO) npepcraBnsieT cobon BceMupHoe o6beauHeHue
HauMOHamnbHbIX OpraHuM3auui no craHgapTusauum (komuteTbl-dneHel WCO). Paspabotka mexayHapogHbIxX
cTaHgapToB O0ObIYHO oOcyllecTBnseTca TexHudeckummn kommutetamm WCO. Kaxgbldi KOMUTET-UNEH MOXET
npMHUMaTb Yyyactme B paboTe n0bOOro TEXHWYECKOrO KOMUTETa MO MWHTEPECYWLEMY €ro BOMpOCY.
MpaBuUTENBCTBEHHbIE Y HEMPABUTENbCTBEHHbIE MEXAYHAPOAHbIe opraHu3aunu, cotpygHudawowme ¢ NCO, Takke
nNpMHUMaloT ydactme B 3Ton paborte. VICO TecHo coTpygHuyaeT ¢ MexayHapoAHOW 3NeKTPOTEXHUYECKOW
Komuccuen (MOK) no Bcem Bonpocam cTaHgapTu3aumnm B 3NeKTPOTEXHUKE.

MexayHapoaHble cTaHAapThl COCTaBMAKTCA NO NpaBunam, ycrtaHoBneHHblM B «dnpektusax MCO/M3IK», yactb 3.
MpoekTbl MeXxayHapoAHbIX CTaHAAPTOB, NPUHATHIE TEXHUYECKUMU KOMUTETaMWU, HaNpaBmsOTCA Ha roriocoBaHue
koMuTeTaM-4rnieHam. OnyGnvkoBaHWe B KayeCcTBe MeXOyHapoAHOro ctaHgapTta TpebyeT ogobpeHusi He MeHee
75 % ronocoBaBLUMX KOMUTETOB-YSEHOB.

OOGpalyaeTcs BHMMaHWE Ha TO, YTO HEKOTOpPbIE 3NIEMEHTbI HacTosiwero MexayHapogHoro ctaHaapTa MoryT 6bIThb
npegMeTamm nateHTHbIX npaB. MCO He MOXeT cuuTaTbCs OTBETCTBEHHOMW 3a HeobHapyxeHue nobbiX MM BCex

CyLeCTBYRLWNX NAaTEHTHbLIX Npas.

MexgyHapogHein ctaHgapT 1SO 10934-1 paspabotaH TexHuyeckum komwutetom ISO/TC 172, Onmuka u
onmuyeckue rnpubopsi, nogkomuteT SC 5, MuKkpocKoribl U 3HOOCKOIbI.

ISO 10934 coctouT 13 cneayowwmx Yyacten nog obwmm HassaHnem Onmuka u onmuyeckue npubopsl — Criogaps
110 MUKPOCKOMUU:

— Yacmb 1: Ceemosasi MUKpPOCKOMUS
— Yacmb 2: KoHgoKarnbHas MUKpPOCKOMus

—  Yacmb 3: QnekmpoHHO-yugposoe nocmpoeHue uzobpaxeHuli

© ISO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npaBa coxpaHeHbl ix
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Optics and optical
instruments —
Vocabulary for
microscopy —

Part 1:
Light microscopy

1 Scope

This part of ISO 10934 specifies
terms and definitions to be used in
the field of light microscopy.

2 Terms and definitions

NOTE Terms shown in bold within a
definition or a note are defined else-
where within this part of ISO 10934.

An alphabetial index is provided at the
end of this part of ISO 10934.

21

Abbe test plate

device for testing the chromatic
and spherical aberration of
microscope objectives

NOTE When testing for spherical
aberration, the cover glass thickness
for which the objective is best corrected
is also found. The test plate consists of
a slide on which is deposited an
opaque metal layer in the form of par-
allel strips arranged in groups of differ-
ent width. The edges of these strips are
irregularly serrated to allow the aberra-
tions to be judged more easily. In its
original and most common form, the
slide is covered with a wedge-shaped

Optique et
instruments
d'optique —
Vocabulaire relatif a
la microscopie —

Partie 1:
Microscopie optique

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 10934
prescrit les termes et définitions a
utiliser dans le domaine de la
microscopie optique.

2 Termes et définitions

NOTE Les termes indiqués en gras
dans une définition ou une note sont
définis ailleurs dans la présente partie
de I''SO 10934.

Un index alphabétique est donné a la fin
de la présente partie de I''SO 10934.

21

lame-test d’Abbe

dispositif utilisé pour tester I'aberra-
tion chromatique et sphérique
des objectifs de microscopes

NOTE Durant les tests d'aberration
sphérique, on trouve également |'épais-
seur des lamelles couvre-objet pour
laquelle Il'objectif est le mieux corrigé.
La lame-test consiste en une lame
porte-objet sur laquelle est déposeée
une couche meétallique opaque en
forme de bandes paralléles disposées
en groupes de différente largeur. Les
bords de ces bandes sont irréguliére-
ment striés pour permettre de juger plus
facilement les aberrations. Sous sa

© 1SO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npaBa coxpaHeHbl

Ontuka m
onTuyeckue
npnoopbl —
CnoBapb no
MMUKPOCKONMUUN —

YacTtb 1:
CBeTOoBas
MMUKPOCKONUA

1 O6nacTtb NpuMeHeHUusA

Hactosiwas vyacte MCO 10934 ycTa-
HaBnMBaeT TEePMWHbI W onpenene-
HUS, noanexaiime NPUMEHEHUO B
06nacTn CBETOBOW MUKPOCKOMMWMN.

2 TepMuHbI U
onpeaeneHus

MPUMEYAHVE TepMuHbl, BbloeneH-
Hble XUPHbIM WpPKUGTOM B onpeaene-
HAM NN B NpUMeEYaHnn, onpeaeneHs! B
KakoM-nmbo Opyrom mecTe [JaHHOW
yactn NCO 10934.

B koHue HacToswen Yyactu MCO 10934
AaH andaBuTHbIN yKa3aTenb TEPMUHOB.

21

KOHTpPOJibHasA NNacTUHKa
AG66e

npucnocobneHne Ans  KOHTpPOns

XpomMmaTtuyeckon un ccepuyeckomn

abeppaumn OOBLEKTMBOB MUKpPO-

ckona

MPUMEYAHWE Tlpn  onpeaeneHwun
cepuyeckon abeppaumu ycTtaHaBnu-
BaeTCA Takke TOMWWHA MOKPOBHOro
CTeKkna, Ha KOTOPYH  Haumyywum
obpasom koppurmpoBaH o6bekTMB. KoH-
TpOfnbHas MnacTMHKa COCTOWUT U3
npeaMeTHOro CcTeKna, Ha KoTopoe
HaHeceHO Henpo3paYyHoe MeTannman-
poBaHHOE TMOKpbITUE B BWAe napan-
NEenbHbIX LWTPUXOB, OOBEOUHEHHBIX B
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cover glass, the increasing thickness of
which is marked on the slide. Additional
versions without the cover glass and/or
with reflective stripes are also in use.

2.2

Abbe theory of image
formation

explanation of the mechanism by

which the microscope image is

formed

NOTE It assumes coherent illumina-
tion and is based on a three-step proc-
ess involving diffraction.

a) First step: the object diffracts light
coming from the source.

b) Second step: the objective collects
some of the diffracted beams and
focuses them, according to the laws
of geometrical optics, in the back
focal plane of the objective to form
the primary diffraction pattern of
the object.

c) Third step: the diffracted beams
continue on their way and are
reunited; the result of their inter-
ference is called the primary
image of the microscope.

This explains the necessity for the
maximum number of rays diffracted by
the object to be collected by the objec-
tive, so that they may contribute to the
image. Fine detail will not be resolved if
the rays it diffracts are not allowed to
contribute to the image.

2.3
aberration
(material and geometric form)

deviation from perfect imaging by
an optical system, caused by the
properties of the material of the
lenses or by the geometric forms of
the refracting or reflecting surfaces

forme originale et la plus commune, la
lame porte-objet est recouverte d'une
lamelle couvre-objet de forme en coin,
dont I'épaisseur croissante est marquée
sur la lame porte-objet. D'autres
versions sans la lamelle couvre-objet
et/ou avec bandes réfléchissantes sont
également utilisées.

2.2

théorie de la formation de
I'image selon Abbe

explication du mécanisme par lequel

I'image du microscope se forme

NOTE Cette théorie suppose un
éclairage cohérent et repose sur un
procédé en trois stades impliquant la
diffraction.

a) Premier stade: I'objet diffracte la
lumiére provenant de la source.

b) Deuxieme stade: I'objectif recueille
certains des faisceaux diffractés et
les met au point, selon les lois de
l'optique géométrique, sur le foyer-
image de I'objectif pour former la
figure de diffraction primaire de
l'objet.

c) Troisieme stade: les faisceaux dif-
fractés continuent leur trajet et se
réunissent; le résultat de leur
interférence est appelé l'image
primaire du microscope.

Ceci explique qu'il est nécessaire que le
nombre maximal de rayons diffractés
par l'objet soient recueillis par I'objectif,
afin qu'ils puissent contribuer a I'image.
Le détail fin n'est pas résolu si les
rayons qu'il diffracte ne peuvent pas
contribuer a l'image.

2.3

aberration

(matériau et forme géométrique)
déviation de l'imagerie parfaite par
un systéme optique, causée par les
caractéristiques du matériau des
lentilles ou par les formes géomé-
triques des surfaces réfractantes ou
réfléchissantes

rpynnbl pa3nuyHon WmpuHbl. Kpas atux
LUTPUXOB  HenpaBuIibHbIM  0Bpa3om
3a3ybpeHbl, 4TO obneryaetr OUEHKY
abeppaunii. B ncxogHon u Haubonee
yacto BCTpevawwencs dopme KOH-
TPONbHOM  MMNAacTUHKM  NpegMeTHoe
CTeKno GblBaeT HaKpbITO KIUHOBUAHLIM
NMOKPOBHbIM  CTEKNOM, HanpasneHue
KInvHa KOTOPOro MapKMpoBaHO Ha npeg-
MeTHOM cTekne. lNpumeHsTca Takke
BapuaHTel 6e3 nOKPOBHOro CcTekna
n/Unu ¢ oTpaxKarLLMMM LUTPUXamm

2.2

Teopusa obpazoBaHus
n3obpaxeHuna A66e

00bsiCHEHNE MexaHM3Ma obpa3oBa-

HUS N306paXKeHUs1 B MMKpockone

NMPUMEYAHUE 3OTOT MexaHu3m noa-
pasymeBaeT KOrepeHTHoe OCBEeLLEeHME U
BKIIOYaET TpexcTyneHyaTbii npoLecc,
yuuTblBaoLWmnin audpakumio.

a) [epBasi cTyneHb: 06BbEKT andpa-
rmpyet cBeT, Mpuweawun ot
MCTOYHMKa.

6) BTopas cTyneHb: o6bekTMB Ccobu-
paeT 4acTb  AudparvpoBaHHbIX
My4KoB 1 POKyCUPYET UX MO 3aKOHaM
reoMeTpu4eckon ONTUKN B 3agHen
c¢hoKanbHOM NNOCKOCTU 0Obek-
TMBa, 0Opa3ys nepBUYHYIO AOu-
ppakKLMOHHYIO KapTUHY ObbekTa.

B) TpeTbsl CTyneHb: AndparMpoBaHHble
nyykn, npodoshkas pacnpocTpaHe-
HUE, COEAMHATCS; pe3ynbTaT WX
uHTepdpepeHUMN HasbIBaOT nep-
BUYHbLIM M306paXkeHneM B MUKPO-
ckone.

3TMM obObscHAeTCA HeobxoaMMOCTb
TOro, 4T0b6bl 06BLEKTMB cobupan Hau-
bonbliee uncno nyyew, Auvdparnpo-
BaHHbIX OOBEKTOM, C TeM, YTOOblI OHU
MOrfM y4YacTBOBaTb B (hOpMMpOBaHMM
n3obpaxeHuns. Menkne petann He
OyoyT paspeleHbl, ecnu gudparu-
pyemble WM Jy4M He y4acTBywT B
obpasoBaHnn N306paKeHUs.

2.3

abeppaums

(MaTtepuana u reomeTpu4ecKon
opMbI) MOrpeLlHOCTb M30bpaxe-
HUsA, obpasyemMoro OnNTUYECKON
cuctemon, BCRNeACTBME  CBOWCTB
mMaTepvana JFMH3 Wn reomeTpu-
Yeckux popM MPEenoMmAsIWmMX |
OTpaxatoLLMX NOBEPXHOCTEN

© 1SO 2002 — All rights reserved/Tous droits réservés/Bce npaBa coxpaHeHbl



2.4

aberration

(optical system) failure of an optical
system to produce a perfect image

241

astigmatism

aberration of a lens or optical
system which causes rays in one
plane containing an off-axis object
point and the optical axis to focus
at a different distance from those in
the plane at right angles to it

2.4.2

chromatic aberration
aberration of a lens or prism, due
to dispersion by the material from
which it is made

NOTE This defect may be corrected
by using a combination of lenses made
from glasses or other materials of dif-
ferent dispersion.

2.4.2.1

axial chromatic aberration
aberration of a lens, by which light
of different wavelengths is focused
at different points along the optical
axis

2.4.2.2

lateral chromatic aberration

chromatic difference of
magnification

aberration of a lens or prism, by

which the images formed by light

of different wavelengths, although

they may be brought to the same

focus in the optical axis, are of

different sizes
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coma
aberration in which the image of
an off-axis point object is deformed
so that the image is shaped like a
comet

2.4

aberration

(systéme optique) incapacité d'un
systeme optique de produire une
image parfaite

241

astigmatisme

aberration d’une lentille ou d’'un
systéme optique amenant les
rayons situés sur un plan, conte-
nant le point objet hors de I'axe et
'axe optique, a se focaliser a une
distance différente de ceux qui sont
situés dans le plan situé a angles
droits par rapport a celui-ci

2.4.2

aberration chromatique
aberration d'une lentille ou d'un
prisme, causée par la dispersion
du matériau dont il est constitué

NOTE Ce défaut peut étre corrigé en
utilisant un systéme de lentilles en verre
ou en autres matériaux ayant une dis-
persion différente.

2.4.21

aberration chromatique
axiale

aberration d'une lentille par laquelle

une lumiére de différentes lon-

gueurs d’'ondes est focalisée a diffé-

rents points le long de I'axe optique

2.4.2.2

aberration chromatique
latérale

différence chromatique de
grossissement

aberration d'une lentille ou d'un

prisme par lesquels les images

formées par une lumiére de

différentes longueurs d’ondes, bien

qgu'elles puissent étre amenées au

méme foyer sur 'axe optique, sont

de différents formats

2.4.3

coma

aberration dans laquelle l'image
d'un objet point hors de l'axe est
déformée de sorte qu'elle présente
la forme d'une cométe
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2.4

abeppauuna

(ONTUYECKOW CUCTEMBI) HECnocob-
HOCTb OMNTUYECKON CUCTEMbI POPMU-
poBaTb naeansHoe nsobpaxeHune
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acTMrmatusm

abeppauusi NUH3bI WM ONTU4e-
CKOW CUCTEMBbI, KOTOpasi NPUBOAUT K
GOKYyCUPOBKE nyyen, nexawmx B
HEKOTOPOW MMOCKOCTKN, Ccoaepxa-
e ONTUYECKYH OCb U BHeoce-
Bble TOYKM npeagmeTa, Ha OpPYyrom
paccTosHUM NO  CpPaBHEHU C
nyyamn, nexawumm B MrOCKOCTH,
nepneHavKynsapHoOn Ha3BaHHOWM

2.4.2

XpomaTtuueckasa abeppauusa
abeppauns NUH3bI WM NPU3MbI
BcneactTeue auncnepcuun MaTe-
puana, M3 KOTOPOro OHW WK3roTO-
BMEHbI

NMPUMEYAHUVE Orta NOrpeLLHoCTb
MOXeT ObITb WcnpaBneHa mnpuMeHe-
HYeM COYeTaHUs NMH3, U3roTOBMEHHbIX
U3 CTEKON Wnu Apyrux maTtepuaros c
pasHbIMU OUCTNEPCUSMM.

2.4.21

npoponbHaa XxpoMmaTuveckas
abeppaums

abeppauunsa nUH3bI, KoTopas ¢OoKy-

cvMpyeT CBeT pasHbiX AJIMH BOSH B

pasHblX TOYKax BAOSb ONTUYECKOMU

ocu

2.4.2.2

nonepevyHas xpomarmvyeckasn
abeppaums

XpoMaTuyeckasi pa3HoCTb
yBENUYEHNin

abeppauus NUH3bI UMY MPU3MBbI,

obpa3oBaHHbIe KOTOPbIMU M306pa-

XEeHus B cBeTe pa3HbIX AMVH BOJH,

XOTS1 U MOryT BbITb CBeAEeHbl B OOWH

¢okyc Ha onTUYEeCKOM OCU, HO

MMEIOT pasHbI pasmep
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Koma

abeppauyus, npu KOTopon M3obpa-
XXeHue BHEOCEBOW TOYKM NpenmeTa
NCKaXKEHO TakMMm 06GpasoM, YTO OHO
nmeeT KoMeToobpasHy dopmy
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2.4.4

curvature of image field
aberration of a lens resulting in a
curved image field from a plane
object field

NOTE Curvature of the image field is
particularly obvious with objectives of
high magnification and large
numerical aperture, which have a
restricted depth of field. It may largely
be eliminated by additional correction.

2.4.5

distortion

aberration in which lateral magni-
fication varies with distance from
the optical axis in the image field

2.4.51

barrel distortion

negative distortion

difference in lateral magnification
between the central and peripheral
areas of an image such that the
lateral magnification is less at the
periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears barrel
shaped (i.e. with convex sides).

2.4.5.2

pincushion distortion

positive distortion

difference in lateral magnification
between the central and the periph-
eral areas of an image such that
the lateral magnification is greater
towards the periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears pin-
cushion shaped (i.e. with concave
sides).
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courbure du champ d'image
aberration d'une lentille, produisant
un champ d'image courbé a partir
d'un champ d'objet plan

NOTE La courbure du champ d'image
est particulierement évidente avec les
objectifs de fort grossissement et de
grande ouverture numérique, qui ont
une profondeur de champ limitée. Elle
peut étre largement supprimée par une
correction supplémentaire.

2.4.5

distorsion

aberration dans laquelle le gros-
sissement latéral varie en fonction
de la distance a I'axe optique dans
le champ d'image

2.4.5.1

distorsion en barillet
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et
périphérique d'une image de sorte
que le grossissement latéral est
plus petit a la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
barillet (c'est-a-dire avec des faces
convexes).

2.4.5.2

distorsion en coussin
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et péri-
phérique d'une image de sorte que
le grossissement latéral est plus
grand vers la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
coussin (c'est-a-dire avec des faces
concaves).
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KpMBM3Ha nons
nsobpaxxeHuns

abeppauus NUH3bI, MMelowasl pe-

3ynbTaToM (OPMMPOBaHUE UCKPU-

BNEHHOrO nonsi M3o6pa)keHnsa no

nrockoMy Moo npegmeTa

MPUMEYAHUE KpuBuaHa nonsa uso-
OpaxeHunsi ocobeHHO ouyeBMaHa B Cry-
Yyae O0OBEKTMBOB BbLICOKOrO YyBe-
nuyeHnmsa Cc  OOMbLWION  YUCIIOBOWM
anepTypon, koTopble obnagatT orpa-
HUYEHHON rnyouHon pe3koctn. B
3HaAUMTENbHOW  Mepe ero  MOXHO
YyCTpaHUTb NOCPEACTBOM AOMOSHUTENb-
HON KOppPeKLuM.

2.4.5

aucropcusn

abeppauma, npu KoTopoW none-
peyHoe yBeniM4YeHue MeHsieTcs B
3aBMCMMOCTM OT paccTosiHus OT
OnTUYECKOM ocu B nosie usobpa-
XXeHus

2.4.51

6ouxkoob6pa3zHasa gucropcus
oTpuuaTenbHas gUCTopcus
pasnMyve nonepeyvHbIX YBenu-
YEeHUW Mexay UeHTpanbHOMm w
nepudepudeckori 3o0Ham1M n3obpa-
XXeHUs, Npy KOTOPOM MonepeyHoe
yBenuyeHne B UeHTpe 6onbLue,
Yem Ha nepudepumn

NPUMEP KBagpaTHbli npeameT B
LeHTpe nonsA npeacraBnseTrca npu
3ToM 604Ko06pasHbiM (T.€. C BbINy-
KrnbIMU CTOPOHaMW).

2.4.5.2

noaywkoobpasHas
AvucTopcuUs

nonoXuTenbHas AMCTOPCUS

pasnMuve nonepeyvHbIX YBenu-

YEeHUW Mexay LUeHTpanbHOMm w

nepudepuyeckon 3oHam1M u3sobpa-

)K€HUs, Npy KOTOPOM rMonepeyHoe

yBENUYEHNE B LEHTPe MeHbLUe,

yem Ha nepudepumn

NMPUMEP KsagpaTHbli npeameT B
LeHTpe nonsA npeAcTaBnseTca npu
3TOM  noaywkoobpasHbim  (T.e. C
BOMHYTbIMW CTOPOHaMM).
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2.4.6

monochromatic aberrations
collective term for all aberrations
outside the Gaussian space which
appear for monochromatic light

NOTE The monochromatic aber-
rations are: spherical aberration,
coma, astigmatism, curvature of

image field and distortion.

2.4.7

spherical aberration

aberration of a lens or mirror,
resulting from the spherical form of
the wavefront arising from an
object point on the optical axis, on
its emergence from the optical
system

NOTE As a consequence, the rays
emanating from an object point on the
optical axis at different angles to the
axis, or rays entering the lens parallel to
the optical axis but at differing distances
from it, intersect the optical axis in the
image space before (undercorrection)
or behind (overcorrection) the ideal
image point formed by the paraxial
rays.

2.5

achromat

(lens element) lens in which the
axial chromatic aberration is cor-
rected for two wavelengths

EXAMPLE One wavelength less than
about 500 nm, the other greater than
about 600 nm.

2.6

achromat

(microscope objective) microscope
objective in which chromatic
aberration is corrected for two
wavelengths and spherical aberra-
tion and other aperture-dependent

2.4.6

aberrations
monochromatiques

terme collectif pour toutes les

aberrations en dehors de I'espace

gaussien qui apparaissent pour la

lumiére monochromatique

NOTE Des aberrations monochroma-
tiques sont: aberration sphérique,
coma, astigmatisme, courbure du
champ d'image et distorsion.

2.4.7

aberration sphérique
aberration d'une lentille ou d'un
miroir, résultant de la forme
sphérique de la surface d'onde
provenant d'un point objet sur 'axe
optique, a son émergence du
systéme optique

NOTE Par conséquent, les rayons
sortant d'un point objet sur I'axe optique
a différents angles par rapport a cet axe,
ou les rayons qui pénétrent dans la
lentille parallelement a l'axe optique,
mais a différentes distances de celui-ci,
entrecoupent cet axe dans l'espace-
image avant (sous-correction) ou
aprés (surcorrection) le point idéal de
l'image formé par les rayons paraxiaux.

2.5
achromat
(lentille) lentille dans laquelle

'aberration chromatique axiale
est corrigée pour deux longueurs
d’ondes

EXEMPLE Une longueur
inférieure a environ 500 nm,
supérieure a environ 600 nm.

d'onde
|'autre

2.6

achromat

(objectif de microscope) objectif de
microscope dans lequel I'aber-
ration chromatique est corrigée
pour deux longueurs d'ondes et
'aberration sphérique, ainsi que
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2.4.6

MOHOXpOMaTU4YecKue
abeppauumn

obobLatoLlee HaMMeHOBaHUE BCEX

abeppauun BHe rayccoBa npo-

CTpaHCTBa, NPOSIBMSIOLNXCA B MO-

HOXpOMaTU4YeCKoM cBeTe

MPUMEYAHWNE Tllpumepbl MOHOXPO-
maTuyecknx abeppauuii: cchepuyeckas

abeppauusi, KOma, acTUrMaTusm,
KpuBU3Ha nonda usoGpameva n
auctopcus.

2.4.7

cdcdepuueckan abeppauus
norpeLuHocTs hopMUpoBaHNs U30-
OpaxxeHns NMIMH30M UK 3epKarom,
BO3HMKaloLLlaa Bcrneacteme cdepu-
Yyeckon popmbl BOSTHOBOrO GOPOHTA,
MCXOOsAWEro M3 OCEBOW  TOYKM
npeamMmeTa, Ha Bbixoge W3 ONTU-
YeCKoW CUCTEMBI

NMPUMEYAHWE B pesynbTtate nyuu,
ncxoasLume M3 oCeBow TOYKM NpeameTa
nog pasiuyHbIMKW  yrinamu  OTHOCU-
TenbHO OMTUYeckon ocu, nmMbo nyun,
nagjamlowue Ha nuMH3Yy napannensHo

ONTMYECKOW OCW, HO Ha pasHbiX
paccTosHusiX OT Heé, nepecekalT
OMTUYECKYlD OCb B NPOCTPaHCTBE

nmsobpaxeHun 6Gnmke (HeAOKOPpPEK-
uMa) unu ganblie (CBepXKoppekuus)
TOYKM naeanbHoro n3obpaxeHus, obpa-
3yeMoro napakcuasnbHbIMK Nyyamm.

2.5

axpomar

(NIMH30BLIN KOMMOHEHT) JMH3a, B
KOTOPON npoAofibHasA XpomaTu-
yeckas abeppaumsa wncnpasneHa
Onsa AByX ANWH BOIH

NMPUMEP OpHa anvHa BOJHbI
kopode npumepHo 500 HM u pgpyras
AnvHHee npumepHo 600 HM.

2.6

axpomar

(0B6BEKTMB MUKpPOCKONa) 0O BbEKTUB
MMKpPOCKONa, B KOTOPOM XpomaTu-
yeckasa abeppaumsa wucnpasfeHa
Ona AByX AONMH BOMH, a cdepu-
yeckaa abeppauuma u pgpyrve



